
46 SAKAKI CORPORATION

代表応答カーブ： 照度 – 輝度代表応答カーブ： 照度 – 輝度

代表応答カーブ： ＰＡＲ代表応答カーブ： ＰＡＲ

代表応答カーブ： ＲＡＤ代表応答カーブ： ＲＡＤ

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０１.０・１０-３-３

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ４００～１０５０ｎｍ４００～１０５０ｎｍ

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ’２（余弦則に準ずる

応答）
＜６％＜６％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜１％＜１％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

 ■ ■光および放射照度プローブのテクニカルデータ光および放射照度プローブのテクニカルデータ
以下の照度、輝度、ＰＡＲ（光合成有効放射）、放射照度測定用の各プローブは照度・輝度・放射照度計ＨＤ２１０２.１１、ＨＤ２１０２.２１およびＨＤ２３０２.０１に使用できます。以下の照度、輝度、ＰＡＲ（光合成有効放射）、放射照度測定用の各プローブは照度・輝度・放射照度計ＨＤ２１０２.１１、ＨＤ２１０２.２１およびＨＤ２３０２.０１に使用できます。

測定範囲

（μｍｏｌ/ｍ２ｓ）
０.１～１９９.９９０.１～１９９.９９ ２００.０～１９９９.９２００.０～１９９９.９ ２０００～１００００２０００～１００００

分解能（μｍｏｌ/ｍ２ｓ） ０.０１０.０１ ０.１０.１ １

スペクトル範囲 ４００～７００ｎｍ４００～７００ｎｍ

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ’２（余弦則に準ずる応答） ＜６％＜６％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜１％＜１％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

測定範囲（ｌｕｘ） ０.１０～１９９.９９０.１０～１９９.９９ ～１９９９.９～１９９９.９ ～１９９９９～１９９９９ ～１９９.９９・１０～１９９.９９・１０３

分解能（ｌｕｘ） ０.０１０.０１ ０.１０.１ １ ０.０１・１００.０１・１０３

スペクトル範囲 標準比視感度V（λ）に一致標準比視感度V（λ）に一致

クラス Ｂ

校正不確かさ ＜４％＜４％

ｆ’１（標準比視感度V

（λ）に一致）
＜６％＜６％

ｆ２（余弦則に

準ずる応答）
＜３％＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ＜０.５％＜０.５％

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

α（温度係数）

ｆ６（Ｔ）
＜０.０５％/Ｋ＜０.０５％/Ｋ

１年後のドリフト ＜１％＜１％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

基準規格 ＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２ class ＢＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２ class Ｂ

測定範囲（ｃｄ/ｍ２） １.０～１９９９.９１.０～１９９９.９ ～１９９９９～１９９９９ ～１９９.９９・１０～１９９.９９・１０３ ～１９９９.９・１０～１９９９.９・１０３

分解能（ｃｄ/ｍ２） ０.１０.１ １ ０.０１・１００.０１・１０３ ０.１・１００.１・１０３

光角 ２°２°

スペクトル範囲 標準比視感度V（λ）に一致標準比視感度V（λ）に一致

クラス C

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ’１（標準比視感度V

（λ）に一致）
＜８％＜８％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ＜０.５％＜０.５％

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

α（温度係数）

ｆ６（Ｔ）
＜０.０５％/Ｋ＜０.０５％/Ｋ

１年後のドリフト ＜１％＜１％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

基準規格 ＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２ class ＣＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２ class Ｃ

ＬＰ４７１ＰＨＯＴ　ＬＰ４７１ＰＨＯＴ　照度測定プローブ
照度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、余弦則補正ディフューザ、照度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、余弦則補正ディフューザ、

測定範囲０.１０～２００・１０測定範囲０.１０～２００・１０３　ｌｕｘ、ＣＩＥ ｎ.６９ Ｃｌａｓｓ Ｂ適合、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。　ｌｕｘ、ＣＩＥ ｎ.６９ Ｃｌａｓｓ Ｂ適合、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１ＰＡＲ　ＬＰ４７１ＰＡＲ　葉緑素帯ＰＡＲ測定用光量子放射プローブ
葉緑素帯ＰＡＲ（光合成有効放射、４００～７００ｎｍ）測定用光量子放射プローブ、余弦則葉緑素帯ＰＡＲ（光合成有効放射、４００～７００ｎｍ）測定用光量子放射プローブ、余弦則

補正ディフューザ、測定範囲０.１～１０・１０補正ディフューザ、測定範囲０.１～１０・１０３μｍｏｌ/ｍμｍｏｌ/ｍ２ｓ、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。ｓ、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１ＬＵＭ２　ＬＰ４７１ＬＵＭ２　輝度測定プローブ
輝度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、光角２°、輝度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、光角２°、

測定範囲１.０～２０００・１０測定範囲１.０～２０００・１０３ｃｄ/ｍｃｄ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１ＲＡＤ　ＬＰ４７１ＲＡＤ　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、スペクトル範囲４００～１０５０ｎｍ、余弦則補正ディフューザ、放射照度測定用プローブ、スペクトル範囲４００～１０５０ｎｍ、余弦則補正ディフューザ、

測定範囲１.０・１０測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗ/ｍ～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

相
対

ス
ペ

ク
ト

ル
レ

ス
ポ

ン
ス

相
対

ス
ペ

ク
ト

ル
レ

ス
ポ

ン
ス

相
対

ス
ペ

ク
ト

ル
レ

ス
ポ

ン
ス



47SAKAKI CORPORATION

代表応答カーブ： ＵＶＡ代表応答カーブ： ＵＶＡ

代表応答カーブ： ＵＶB代表応答カーブ： ＵＶB

代表応答カーブ： ＵＶＣ代表応答カーブ： ＵＶＣ

照度照度

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０１.０・１０-３-３

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ２８０～３１５ｎｍ（ピーク３０５ｎｍ）２８０～３１５ｎｍ（ピーク３０５ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ３（直線性） ＜２％＜２％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０１.０・１０-３-３

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ２２０～２８０ｎｍ（ピーク２６０ｎｍ）２２０～２８０ｎｍ（ピーク２６０ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

ＬＰ４７１ＵＶＡ　ＬＰ４７１ＵＶＡ　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＡスペクトル範囲３１５～４００ｎｍ、ピーク３６０ｎｍ、余弦則放射照度測定用プローブ、ＵＶＡスペクトル範囲３１５～４００ｎｍ、ピーク３６０ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗ/ｍ～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１ＵＶＣ　ＬＰ４７１ＵＶＣ　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＣスペクトル範囲２２０～２８０ｎｍ、ピーク２６０ｎｍ、余弦則放射照度測定用プローブ、ＵＶＣスペクトル範囲２２０～２８０ｎｍ、ピーク２６０ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗ/ｍ～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１Ｐ-Ａ　ＬＰ４７１Ｐ-Ａ　照度・輝度測定プローブ（２センサ複合タイプ）
標準比視感度スペクトル応答による照度（ｌｕｘ）測定およびＵＶＡスペクトル域３１５～標準比視感度スペクトル応答による照度（ｌｕｘ）測定およびＵＶＡスペクトル域３１５～

４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）放射照度測定用複合プローブ、余弦則補正ディフューザ（両セ４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）放射照度測定用複合プローブ、余弦則補正ディフューザ（両セ

ンサ）、照度測定範囲０.３～２００・１０ンサ）、照度測定範囲０.３～２００・１０３ｌｕｘ、放射照度測定範囲１.０・１０ｌｕｘ、放射照度測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗ/ｍ～２０００Ｗ/ｍ２、

μＷ/ｌｕｍｅｎによるＵＶＡ放射照度：照度の比率（美術館で有用な要素）の提供、ＳＩＣＲＡμＷ/ｌｕｍｅｎによるＵＶＡ放射照度：照度の比率（美術館で有用な要素）の提供、ＳＩＣＲＡ

Ｍモジュール付。Ｍモジュール付。

ＬＰ４７１ＵＶＢ　ＬＰ４７１ＵＶＢ　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＢスペクトル範囲２８０～３１５ｎｍ、ピーク３０５ｎｍ、余弦則放射照度測定用プローブ、ＵＶＢスペクトル範囲２８０～３１５ｎｍ、ピーク３０５ｎｍ、余弦則

補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗ/ｍ～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

測定範囲（ｌｕｘ） ０.３～１９９.９０.３～１９９.９ ～１９９９.９～１９９９.９ ～１９９９９～１９９９９ ～１９９.９９・１０～１９９.９９・１０３

分解能（ｌｕｘ） ０.０１０.０１ ０.１０.１ １ ０.０１・１００.０１・１０３

スペクトル範囲 標準比視感度V（λ）に一致標準比視感度V（λ）に一致

クラス Ｂ

校正不確かさ ＜４％＜４％

ｆ’１（標準比視感度V

（λ）に一致）
＜６％＜６％

ｆ２（余弦則に

準ずる応答）
＜３％＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ＜０.５％＜０.５％

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

α（温度係数）

ｆ６（Ｔ）
＜０.０５％/Ｋ＜０.０５％/Ｋ

１年後のドリフト ＜１％＜１％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

基準規格 ＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２ class BＣＩＥ ｎ.６９ - ＵＮＩ１１１４２ class B

測定範囲（μＷ/ｃｍ２） ０.１０～１９９.９９０.１０～１９９.９９ ～１９９９.９～１９９９.９ ～１９９９９～１９９９９ ～１９９.９９・１０～１９９.９９・１０３

分解能（μＷ/ｃｍ２） ０.０１０.０１ ０.１０.１ １ ０.０１・１００.０１・１０３

スペクトル範囲 ３１５～４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）３１５～４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ’２（余弦則に準ずる

応答）
＜６％＜６％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

ＵＶＡＵＶＡ放射照度
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測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０１.０・１０-３-３

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ３１５～４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）３１５～４００ｎｍ（ピーク３６０ｎｍ）

校正不確かさ ＜５％＜５％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃
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有効総放射有効総放射

測定範囲（Ｗ/ｍ２） ０.０１０～１９.９９９０.０１０～１９.９９９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.００１０.００１

スペクトル範囲 紅斑測定ＵＶアクションカーブ（２５０～４００ｎｍ）紅斑測定ＵＶアクションカーブ（２５０～４００ｎｍ）

校正不確かさ ＜１５％＜１５％

ｆ３（直線性） ＜３％＜３％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

ＵＶＡ放射照度ＵＶＡ放射照度

測定範囲（Ｗ/ｍ２） ０.１～１９９９.９０.１～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１０.１

スペクトル範囲 ３１５～４００ｎｍ３１５～４００ｎｍ

ＵＶ-ＢＣ有効放射照度ＵＶ-ＢＣ有効放射照度

測定範囲（Ｗ/ｍ２） ０.０１０～１９.９９９０.０１０～１９.９９９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.００１０.００１

スペクトル範囲 ２５０～３１５ｎｍ２５０～３１５ｎｍ

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０１.０・１０-３-３

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ３８０ｎｍ～５５０ｎｍ　青色光損傷アクションカーブＢ（λ）３８０ｎｍ～５５０ｎｍ　青色光損傷アクションカーブＢ（λ）

校正不確かさ ＜１０％＜１０％

ｆ’２（余弦則に準ずる

応答）
＜６％＜６％

ｆ３（直線性） ＜３％＜３％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
１.０・１０１.０・１０-３-３

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ２１０ｎｍ～３５５ｎｍ（ピーク２６５ｎｍ）２１０ｎｍ～３５５ｎｍ（ピーク２６５ｎｍ）

校正不確かさ ＜７％（校正、２５４ｎｍにて）＜７％（校正、２５４ｎｍにて）

ｆ３（直線性） ＜２％＜２％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

測定範囲（Ｗ/ｍ２）
０

～９９９.９・１０～９９９.９・１０-３-３

１.０００１.０００

～１９.９９９～１９.９９９

２０.００２０.００

～１９９.９９～１９９.９９

２００.０２００.０

～１９９９.９～１９９９.９

分解能（Ｗ/ｍ２） ０.１・１００.１・１０-３-３ ０.００１０.００１ ０.０１０.０１ ０.１０.１

スペクトル範囲 ４００ｎｍ～１１００ｎｍ４００ｎｍ～１１００ｎｍ

校正不確かさ ＜３％＜３％

ｆ’２（余弦則に準ずる

応答）
＜３％＜３％

ｆ３（直線性） ＜１％＜１％

ｆ４（測定器読み誤差） ±１ｄｉｇｉｔ±１ｄｉｇｉｔ

ｆ５（疲労） ＜０.５％＜０.５％

１年後のドリフト ＜２％＜２％

動作温度 ０～５０℃０～５０℃

ＬＰ４７１ＳＩＬＩＣＯＮ-ＰＹＲＡ　ＬＰ４７１ＳＩＬＩＣＯＮ-ＰＹＲＡ　全天日射量測定プローブ
全天日射量測定用プローブ、スペクトル範囲４００～１１００ｎｍ、測定範囲０～２０００Ｗ/ｍ全天日射量測定用プローブ、スペクトル範囲４００～１１００ｎｍ、測定範囲０～２０００Ｗ/ｍ２、

ＳＩＣＲＡＭモジュール付。全天日射計ＬＰＰＹＲＡ１０（クラスＡ）、ＬＰＰＹＲＡ０２（クラスＢ）、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。全天日射計ＬＰＰＹＲＡ１０（クラスＡ）、ＬＰＰＹＲＡ０２（クラスＢ）、

ＬＰＰＹＲＡ０３（クラスＣ）もＳＩＣＲＡＭモジュールおよびケーブルを装備してポータブル測ＬＰＰＹＲＡ０３（クラスＣ）もＳＩＣＲＡＭモジュールおよびケーブルを装備してポータブル測

定器に使用できます。定器に使用できます。

ＬＰ４７１ＢＬＵＥ　ＬＰ４７１ＢＬＵＥ　青色スペクトル帯放射照度測定プローブ
青色スペクトル帯放射照度測定（Ｗ/ｍ青色スペクトル帯放射照度測定（Ｗ/ｍ２）プローブ。フォトダイオード、フィルタ、余弦則補正）プローブ。フォトダイオード、フィルタ、余弦則補正

ディフューザで構成。当プローブのスペクトル応答カーブにより、スペクトル範囲３８０～ディフューザで構成。当プローブのスペクトル応答カーブにより、スペクトル範囲３８０～

５５０ｎｍにおける、青色光に起因する損傷（ＡＣＧＩＨ/ＩＣＮＩＰＰ標準によるＢ（λ）カーブ）５５０ｎｍにおける、青色光に起因する損傷（ＡＣＧＩＨ/ＩＣＮＩＰＰ標準によるＢ（λ）カーブ）

に対して有効な放射測定が可能。このスペクトル域の放射光は網膜に対する光化学的に対して有効な放射測定が可能。このスペクトル域の放射光は網膜に対する光化学的

損傷を生じさせます。他の用途は新生児黄疸治療で使用される青色光放射のモニタリン損傷を生じさせます。他の用途は新生児黄疸治療で使用される青色光放射のモニタリン

グ。測定範囲１.０・１０グ。測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗｅｆｆ/ｍ～２０００Ｗｅｆｆ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１ＵＶＢＣ　ＬＰ４７１ＵＶＢＣ　放射照度測定プローブ
放射照度測定用プローブ、ＵＶＢＣスペクトル範囲２１０～３５５ｎｍ、ピーク２６５ｎｍ、余弦放射照度測定用プローブ、ＵＶＢＣスペクトル範囲２１０～３５５ｎｍ、ピーク２６５ｎｍ、余弦

則補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０則補正クォーツディフューザ、測定範囲１.０・１０-３-３～２０００Ｗ/ｍ～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

ＬＰ４７１Ａ-ＵＶｅｆｆ　ＬＰ４７１Ａ-ＵＶｅｆｆ　有効総放射（２センサ複合タイプ）
ＵＶアクションカーブ（ＣＥＩ ＥＮ６０３３５-２-２７）準拠の重み付けによる有効総放射（Ｗ/ｍＵＶアクションカーブ（ＣＥＩ ＥＮ６０３３５-２-２７）準拠の重み付けによる有効総放射（Ｗ/ｍ２）

測定。複合２センサによる２５０～４００ｎｍ域有効総放射の正確な測定、複合２センサとも測定。複合２センサによる２５０～４００ｎｍ域有効総放射の正確な測定、複合２センサとも

余弦則補正ディフューザ付。プローブは有効総放射（Ｅｅｆｆ）、ＵＶ-ＢＣ有効放射、ＵＶＡ放余弦則補正ディフューザ付。プローブは有効総放射（Ｅｅｆｆ）、ＵＶ-ＢＣ有効放射、ＵＶＡ放

射照度測定データを提供。有効総放射測定範囲０.０１０～２０Ｗ/ｍ射照度測定データを提供。有効総放射測定範囲０.０１０～２０Ｗ/ｍ２、Ｂ_Ｃ有効放射測定、Ｂ_Ｃ有効放射測定

範囲０.０１０～２０Ｗ/ｍ範囲０.０１０～２０Ｗ/ｍ２、ＵＶＡ放射照度測定０.１～２０００Ｗ/ｍ、ＵＶＡ放射照度測定０.１～２０００Ｗ/ｍ２、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。、ＳＩＣＲＡＭモジュール付。

代表応答カーブ代表応答カーブ

代表応答カーブ代表応答カーブ

代表応答カーブ： ＵＶBＣ代表応答カーブ： ＵＶBＣ

相対スペクトルレスポンス

日射計  ＬＰＰＹＲＡ０２, ＬＰＰＹＲＡ０３,

ＬＰＰＹＲＡ１０

日射計 ＬＰ４７１ＳＩＬＩＣＯＮ-ＰＹＲＡ
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